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Vazeni kolegove, zakaznici a pratelé nanosvéta, mame pro Vas opét nékolik zajimavych
novinek a zprav.

Letni Skola SPM v Brn é

Firma RMI ve spolupréci s firmou NT-MDT v letoSnim roce opét uspofadé letni Skolu
SPM. Tato Skola bude navazovat na uspésné ro¢niky letni Skoly SPM a letni Skoly
nanoindentaci, které jsme usporadali v pfedchozich letech v Brné a Praze. Skola se
uskute¢ni v terminu od Gtery 31.8 do é&tvrtka 2.9.2010 . (Puvodné planovany termin
v poloviné zafi jsme zménili kvili Strojirenskému veletrhu v Brné). Seminar je
organizovan za spoluucasti Fakulty chemické Vysokého uc€eni technického v Brné a
Masarykovy univerzity Brno. Letni Skola SPM je kombinaci intenzivniho
jednodenniho kurzu mikroskopie skenujici sondou pro zacinajici a mirné
pokrocilé uZivatele a seminafe vénovaného pfispévkum uZivateld a pokroc€ilym
technikdm z oblasti SPM. Doufame, Ze se tak stane pfilezitosti pro SirSi setkani nejen
stavajicich uzivatel této techniky, ale i potencialnich zdjemct o SPM. Béhem letni
Skoly budou zajistény praktické ukazky méreni na dvou nanolaboratofich Ntegra
firmy NT-MDT (systém Ntegra Vita pro méfeni biologickych vzorkd v€etné techniky
SNOM a systém Ntegra Aura zaméfeny na materialovou analyzu, vcetné
nanoindentace Hysitron). B&hem celé doby konani seminafe budou k dispozici také
dalSi dva nové systémy, mikroskop Solver NEXT a nanolaboratof Ntegra Prima s
novym kontrolérem P9. K dispozici stavajicim ale i potencialnim uzivatelim bude
také aplikacni specialista firmy NT-MDT, ktery bude pfipraven feSit konkrétni
otazky spojené s méfenim vzorkd. Ugastnici pfihlaseni do 30.7.2010 neplati viozné,
seminar je sponzorovan firmou RMI.

Informace o seminafi a pfihlasku naleznete v pfiloZzenych souborech.

Firma NT MDT uvadi na trh zajimavou novinku pro SPM mikroskopy Ntegra.

NanoLaboratory NTEGRA Prima + Micro-X-Ray Fluoresce nce Spectrometer
Module ( pXRF)



Tato kombinace rozSifuje/doplfiuje techniku AFM o mozZnost prvkové analyzy.

Modul pro mikrorentgenovou fluorescenci mé nasledujici charakteristiky

1) Kuma ¢kovova optika . Patentovana technologie pro fokusaci rentgenovych paprskia do
malého bodu a ziskani spektra z pfesné vymezené oblasti ( aZz do velikosti 15 mikrometru).
Velkou pfednosti nejnovéjsi generace Kumackovovy optiky je vysoka u&innost fokusace, pro
ziskani kvalitniho XRF spektra tak staci nizké pfikony rentgenky.

2) Nizkop fikonové rentgenka garantuje bezpe ¢&nost obsluhy

3) SDD detektor posledni generace

4) Integrace modulu pro mikrorentgenovou fluorescenci a AFM umozriuje ziskani topografie
a chemického sloZeni z jednoho mista s vysokym prostorovym rozliSenim.

Na kalibraéni mf¥izce pro SNOM techniku jsou ukazany vysledky méfeni pomoci této unikatni
kombinace.
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A. Spectrum of quartz substrate B. Spectrum of vanadium depos

The following is an experiment designed to demonstrate NT-MDT’s uXRF module capability.
A SNOM calibration grating (SNGO01) was used as a sample. The SNOM grating is a regular
structure of vanadium film (10 nm thickness) deposited on a quartz (SiO2) substrate.

In spectrum A there is a single silicon characteristic peak with no vanadium peaks (see the
green marker). The characteristic peak of vanadium is clearly seen in spectrum B (the green
marker) as well as silicon peak that correlates with the sample structure. X-Ray beam size at
the sample ~ 15 um.

Vice o technologii mikrorentgenové fluorescence najdete zde.

Pristroj pro m éreni povrchu nano €astic Acorn Area

DalSi novinkou je zafizeni pro méfeni povrchu nanocastic Acorn Area firmy Xigo. Zcela nova
metoda je zaloZena na nuklearni magnetické rezonanci a umozruje méfeni povrch v rozsahu

od jednotek do stovek metrd &tverenich. Je mozné méfit v nepruhlednych kapalinach,
smésnych kapalindch ¢&i v hustych suspenzich. Vice naleznete zde. Firma RMI bude od



konce zafi disponovat vlastnim demo pfistrojem, bude tedy mozné si vyzkouSet moznosti
této techniky na Vasich vzorcich.
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Pfejeme vam p Fijemné proziti obdobi letnich dovolenychat éSime se na

shledanou v Brn é.
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